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Podstawowym celem wyktadu jest poznanie optycznych metod pomiarowych i wykorzystanie tej wiedzy w inzynierii materiatowej. Zostang

omowione rozszerzone pojecia dotyczgce optyki geometrycznej: zatamanie i odbicie swiatta na granicy osrodkéw oraz powierzchniach

sferycznych, interferencja konwencjonalna i polaryskopowa. Celem przedmiotu jest rowniez zapoznanie z budowg i uzytkowaniem

gik_roskopu optycznego oraz refraktometréw: mikroskopia polaryzacyjna, interferencyjna, konfokalna, refraktometr Abbego i Pulfricha.
pis:

Wyktad / metoda stowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Tematy wyktadow:

1. Elementy optyki geometrycznej i falowej. / 2 godz.

2. Przyrzady i uktady optyczne. / 2 godz.

3. Aberracje uktadéw optycznych. / 2 godz.

4. Anizotropia optyczna materiatéw. / 2 godz.

5. Mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna w modzie ortoskopowym i konoskopowym. / 2 godz.

Laboratoria / pomiar wybranych wiasciwosci optycznych materiatéw. Obejmujg budowe stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiaréw
oraz opracowanie wynikoéw i wyciggniecie wnioskow. Tematy ¢wiczen:

1. Identyfikacja przej$¢ fazowych za pomocg mikroskopu polaryzacyjnego. / 4 godz.

2. Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu. / 4 godz.

3. Komplementarna metoda interferencyjna wyznaczania parametréw optycznych ciektych krysztatéw. / 2 x 4godz.

4. Badanie anizotropii optycznej krysztatow statych./ 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Optyka, Eugene Hecht, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2018.

2. Mikroskopia optyczna, Maksymilian Pluta, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1982.

3. Optyka kurs elementarny, Jerzy Nowak, Marek Zajgc, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw, 1998.
uzupetniajgca:

1. Mikrointerferometria w Swietle spolaryzowanym, Maksymilian Pluta, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1990

2. Instrumenty optyczne, Florian Ratajczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw, 2005.
3. Optyka, Antoni Sojecki, Wydawnictwo Szkolnie i Pedagogiczne, Warszawa, 1985.

Forma studiéw

stacjonarne

Rodzaj studiow

Il stopnia

Rodzaj przedmiotu

wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

Fizyka - wymagania wstepne: znajomosc¢ podstawowych poje¢ i praw fizycznych zwigzanych z budowg materii.
Matematyka - wymagania wstepne: znajomos$¢ rachunku rézniczkowego i catkowego.

Ciekite krysztaty - wymagania wstepne: znajomos¢ podstawowych pojec i praw fizyki ciektych krysztatow.
Programy

kierunek: inzynieria materiatowa, specjalnos¢: inzynieria fotoniczna

Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

W 10/+; L 20/+

Autor

dr inz. Mateusz MRUKIEWICZ

USOS: Szczegdty przedmiotu: WTCNOCSM-OMB, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>
Strona1z2 07.11.2024 12:17



Bilans ECTS

Lp. Aktywno$¢ Obcigzenie w godz.

. Udziat w wyktadach 10

. Udziat w laboratoriach 20

. Udziat w ¢wiczeniach

. Udziat w seminariach

. Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 10

. Samodzielne przygotowanie do laboratoriéw 10

. Samodzielne przygotowanie do ¢wiczen

. Samodzielne przygotowanie do seminarium

. Realizacja projektu

10. Udziat w konsultacjach 6

11. Przygotowanie do egzaminu

12. Przygotowanie do zaliczenia 6

13. Udziat w egzaminie

godz.; ECTS

Sumaryczne obcigzenie pracg studenta: 62; 2,0
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13: 36; 1,5
Zajecia powigzane z dziatalno$cig naukowa: 56; 2,0
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